FORMACION TECNICA 100% BONIFICABLE

lIIl_ I C I . I Calendario Cursos Semipresenciales y Webinar
primer semestre 2012

Técnicas de Control Metrologico

Fechas jornadas presenciales TATPHEE
y WEBINAR
Precio
BILBAO 14, 21 y 28 Febrero.
VALENCIA 6, 13y 21 Marzo
ZARAGOZA 27 Marzo, 2 y 10 de Abril
Calibracion y Verificacion de Equipos PAMPLONA 18, 24 Abril y 3 Mayo df
de Medida y Ensayo bdl
BARCELONA 19, 25 Abrily 2 M
CELO 9, 25 Abril y ayo 588 € *
VALLADOLID 10, 17, 24 Mayo
MADRID 29 de Mayo 5y 12 de Junio
SANTIAGO 13, 20 y 21 de Junio
Fechas jornadas presenciales TAfHEE
y WEBINAR
Precio
BARCELONA 7 y 8 de Marzo
Estimacién de Incertidumbres de Y pdf
medida MADRID 17 y 18 de Abril 452 € *
PAMPLONA 29 y 30 de Mayo
Fechas jornadas presenciales UAPHEE
y WEBINAR
Precio
BARCELONA 21, 29 Febrero y 1 de Marzo
BILBAO 15, 22 y 23 Febrero
Validacion y Control de Calidad en pdf
Laboratorios VALENCIA 7,14y 15 Marzo 588 € *
MADRID 30 mayo, 6 y 7 Junio
Fechas jornadas presenciales TAfpiEE
y WEBINAR
Precio
VALENCIA 22 de febrero
CORDOBA 7 de Marzo
BILBAO 7 de Marzo
pdf
* Norma UNE EN ISO/IEC 17025 BARCELONA 21 de Marzo
- 226 € *
SANTIAGO 11 de Abril
MADRID 8 de Mayo
PAMPLONA 16 de Mayo
VALENCIA 28 y 29 de febrero
CORDOBA 20y 21 de Marzo
BILBAO 20y 21 de Marzo pdf
Auditorias Internas de laboratorio 452 € *
Norma UNE EN ISO/IEC 17025 BARCELONA 27 y 28 de Marzo
(PRACTICO-TEORICO) SANTIAGO 24y 25 de Abril (20%dto
Cursos
MADRID 23 Y 24 Mayo completo)
PAMPLONA 29 y 30 Mayo

Continlia en pagina siguiente...


http://www.tcmetrologia.com/res/ejemplo/Formacion/2012/CVEA_PR.pdf
http://www.tcmetrologia.com/res/ejemplo/Formacion/2012/EVIM_PR.pdf
http://www.tcmetrologia.com/res/ejemplo/Formacion/2012/VCCL_PR.pdf
http://www.tcmetrologia.com/res/ejemplo/Formacion/2012/17025_PR.pdf
http://www.tcmetrologia.com/res/ejemplo/Formacion/2012/AUD17025_PR.pdf

FORMACION TECNICA 100% BONIFICABLE

lIIl_ I C I . I Calendario Cursos Semipresenciales y Webinar

Técnicas de Control Metrologico p” mer semestre 2012
Fechas jornadas presenciales y VAfpiHEe
WEBINAR
Precio
MADRID 27 y 28 de Marzo
Norma UNE EN ISO/I1EC 17020 pdl
BILBAO 17 y 18 de Abril
452 € *
BARCELONA 5y 6 de Junio
* Auditorias Internas de laboratorio BILBAO 25 de Abril df
Norma UNE EN ISO/I1EC 17020 bl
(PRACTICO-TEORICO) BARCELONA 12 de Junio 226 € *
*Norma UNE EN ISO/IEC 17020 en BILBAO 26 de Abril pdf
Inspeccion de Aguas BARCELONA 13 de Junio 226 € *
Estudios Interlaboratorios-
Intercomparaciones. Revision UNE EN BARCELONA 8y 9 de Mayo el
ISO/I1EC 17043. Nueva NT-03 MADRID 20y 21 Junio 452 € *
*Jornada de aplicacion BARCELONA 16 de Mayo pdf
Intercomparaciones en Ensayos
Aguas. Casos practicos. Nueva NT-03 MADRID 27 de Junio 206 € *
*Jornada de aplicacion
Intercomparaciones en el Sector pdf
Agroalimentario. Casos practicos. BARCELONA 17 de Mayo
Nueva NT-03 226 €*
*Jornada de aplicacion pdf
Intercomparaciones en Calibracion. MADRID 26 de Junio
Casos practicos. Nueva NT-03 226 € *

Fechas jornadas presenciales y THAIER
WEBINAR
Precio
BILBAO 29 de febrero
ZARAGOZA 22 de Marzo
BARCELONA 12 de Abril pdf
Jornada MSA 42 edicion
PAMPLONA 17 de Abril 421 € *
SANTIAGO 14 de Junio
MADRID 27 de junio
BILBAO 1 de Marzo
ZARAGOZA 29 de Marzo
pdf
Jornada VDA edicion 2011 BARCELONA 26 de Abril
*>
PAMPLONA 8 de Mayo 421 €
MADRID 28de Junio
PAMPLONA 28 Marzo, 3y 11 de Abril
pdf
o BILBAO 9,16 y 23 de mayo
Control estadistico de procesos
industriales . .
MADRID 19, 26 de junio y 3 de Julio
588 € *
BARCELONA 5,11y 12 de Julio

* Todos nuestros cursos son bonificables hasta el 100% segln orden TAS/2307/2007, 27 Julio BOE 182, 31 Julio
2007. Desde TCM le realizamos todos los tramites necesarios para que su empresa aproveche este crédito de
formacion. A los precios indicados en el caso de empresas se les debe sumar el iva correspondiente.

Para cualquier informacién o envio del Boletin de Inscripcion, contacte con nosotros llamado al

976 275 174 6 976 370 855, o0 bien a formacionthmetrologia.com

Si no desea recibir méas informaciéon de TCM haga clic aqui y envienos el mensaje.
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http://www.tcmetrologia.com/res/ejemplo/Formacion/2012/17020AG_PR.pdf
http://www.tcmetrologia.com/res/ejemplo/Formacion/2012/ESINT_PR.pdf
http://www.tcmetrologia.com/res/ejemplo/Formacion/2012/INTAG_PR.pdf
http://www.tcmetrologia.com/res/ejemplo/Formacion/2012/INTAL_PR.pdf
http://www.tcmetrologia.com/res/ejemplo/Formacion/2012/INTCAL_PR.pdf
http://www.tcmetrologia.com/res/ejemplo/Formacion/2012/MSA4_PR.pdf
http://www.tcmetrologia.com/res/ejemplo/Formacion/2012/VDA5_PR.pdf
http://www.tcmetrologia.com/res/ejemplo/Formacion/2012/SPCF_PR.pdf
http://www.tcmetrologia.com/res/ejemplo/Contacto/Boletinweb.xls
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